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Pré-requisitos: 

Código Disciplina 

  

 
Ementa: 

Eletricidade para instrumentação: circuitos elétricos de corrente contínua e alternada; caracterização 
dos parâmetros principais dos componentes, nos domínios do tempo e da frequência. Os conceitos de 
reatância e de impedância. Cálculo de potência e de fator de potência. Aspectos de segurança: choque 
elétrico; formas de proteção. Modelo de Thévenin aplicado à instrumentação eletrônica. Instrumentação 
básica para eletricidade e eletrônica: fontes, geradores de funções, multímetros, contadores e 
frequencímetros, osciloscópios. Estrutura de sistemas eletrônicos de medição e atuação. Noções de 
processamento eletrônico de sinais de medição: circuitos ponte com alimentação contínua e alternada; 
amplificação; filtragem; instrumentos fundamentais. Introdução à eletrônica: caracterização da 
eletrônica analógica e da eletrônica digital. Componentes eletrônicos básicos: diodos, transistores, 
amplificadores operacionais; aplicações típicas em instrumentação. Visão geral da disponibilidade de 
componentes eletrônicos para aplicação em instrumentação. 

 
Programa: 

 Capitulo 1: Fundamentos de eletricidade para instrumentação. 
  1.1–  Circuitos elétricos cc e ca 
   Corrente e tensão  
   Circuitos cc 
   Componentes elétricos básicos 
   Análise de circuitos  ca 
   Potência  
  1.2–  Análise de impedância em instrumentação eletrônica 
  1.3–  Instrumentação básica em eletricidade e eletrônica  
  1.4– Interferência eletromagnética, blindagem e aterramento  
  1.5– Sistemas de proteção contra choque elétrico  
  
 Capitulo 2: Introdução aos componentes e circuitos eletrônicos analógicos  
  2.1–  Introdução aos componentes semicondutores  
  2.2  – Diodos  
   Diodos Zener 
   Diodos retificadores 
   Diodos especiais 
  2.3– Transistores  
   Transistores bipolares 
   Transistores de efeito de campo 
  2.4– Noções de conversão analógico-digital e digital-analógico 
 
 
 
 
 



 
 Capitulo 3: Processamento de sinais em instrumentação. 
  3.1– Estrutura típica de uma cadeia de medição 
  3.2–  Características dinâmicas de um sistema físico  
   Modelagem de sistemas dinâmicos 
   Parâmetros característicos 
   Filtros 
  3.3–  Processamento eletrônico analógico de sinais 
   Amplificador operacional 
   Amplificador de instrumentação 
   Componentes integrados dedicados à instrumentação de medição 
  3.4–  Aplicação de circuitos em ponte e Anderson  loop 

 

Critério de Avaliação: 

Prova teórica (60%) e relatórios de atividades práticas (40%). 
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